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Microscope à force atomique et problématique 
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Travaux de Quentin Ferreira



Introduction théorique : La RICM

Mesure absolue de la 
séparation entre l’objet et 

l’interface
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J. Contreras-Naranjo & V. Ugaz,
Nature communications, 2013



Implémentation et contraintes du module de RICM
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Contraintes: 

- Spatiale/ Structurelle

- Illumination homogène

- Efficacité / Contraste

- Utilisation



Composants et fonctionnement du module
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Module complet installé sur l’AFM
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Figures obtenues et comparaison avec la littérature
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λ = 550 nm 
J. Contreras-Naranjo & V. Ugaz,
Nature communications, 2013



Profil d’intensité moyenné
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Récupération de la séparation par RICM
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Conclusion
- Combinaison d’un AFM et module RICM sur une même plateforme

- Résolution des diverses contraintes liées au microscope commercial

- Mesure de la séparation nanométrique entre la sphère et l’interface
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